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Analytik und Produktivitat — neu gedacht



Neues, innovatives ICP-OES mit hoher Effizienz
und attraktivem Preis-Leistungsverhaltnis fiir die

Routineanalytik in den Bereichen Umwelt,

Verbraucherschutz und Industrie.

Das SPECTROGREEN ICP-OES (optisches Emissionsspektrometer mit induktiv gekoppelter
Plasmaanregung) liefert einen echten Leistungsschub.

Mit der einzigartigen Dual-Side-On-Interface-Technologie (DSOI) wird die entscheidende Frage nach der
besten Plasmabetrachtung neu beantwortet: doppelte Nachweisempfindlichkeit im Vergleich zu
Geraten mit herkdmmlicher radialer Plasmabetrachtung und ahnliche Empfindlichkeit im Vergleich
zu neueren Dual-View-Systemen mit vertikaler Plasmafackel — ganzlich ohne deren Komplexitat und
typischen Probleme, und das zu einem erschwinglichen Preis.

Das Design fulRt auf mehr als 30 Jahren Innovation und untbertroffenem Service von SPECTRO,
einem der weltweit flilhrenden Anbieter von Analysegeraten.

Fur die Routineanalytik in allen Bereichen, die komplikationslose Spitzenleistungen erfordern — wie
Umwelt, Verbraucherschutz und Industrie — ist das SPECTROGREEN das Spektrometer der \Wahl.



Doppelte Nachweisempfindlichkeit — einfache Bedienung!

SPECTROGREEN

DIE VORTEILE DES SPECTROGREEN

B Bis zu 2x hohere Nachweisempfindlichkeit
B Einfache Bedienung

B Garantiert langlebig und zuverlassig

B Kurze Analysezeiten fiir hohe Produktivitat
B Hervorragende Kosteneffizienz

B Kompaktes Geratedesign

B Minimaler Wartungsaufwand

SPECTROGREEN

FUR UMWELTANWENDUNGEN UND MEHR NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN







Bahnbrechende Betrachtungstechnologie

SPECTROGREEN

VORTEILE DER NEUEN BETRACHTUNG PER DSOI
B Keine typischen Interferenzen wie bei
der axialen Betrachtung

Keine Verunreinigung des
optischen Interfaces

Keine thermische Belastung
der Komponenten

Nur ein Plasmabetrachtungsmodus
unabhangig von der Wellenldnge

Kirzeste Analysezeiten

Minimaler Reinigungsaufwand

NEUE STABILITAT, GENAUIGKEIT UND LEISTUNG
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Geradliniges, kompaktes Design

Alle Komponenten des Probeneintrags sind gut sichtbar und zuganglich mit einem kurzen,
optimierten Flissigkeitspfad. Das Gerat bendtigt weniger Arbeitstischtiefe als jedes andere ICP-
OES und bietet ausreichend Platz fir einen Probenwechsler an der Vorderseite.

Neue, einfach zu bedienende Software

Die neue SPECTRO ICP Analyzer Pro Software ermoglicht eine einfache Bedienung und ein
intuitives Benutzererlebnis. Optimierte Arbeitsablaufe werden durch eine modulare Architektur und
Plugins unterstitzt. Damit l&sst sich die Oberflache an die Bedrfnisse jedes Benutzers anpassen.

Die Verarbeitungsgeschwindigkeiten sind extrem hoch: Selbst bei grofsen Datenmengen lauft
die Verarbeitung bis zu 1.500x schneller als bei friheren Datenbank-basierten Systemen. Eine
Versions- und Benutzerverwaltung, kombiniert mit hervorragenden Audit-Trail-Funktionen, macht
den Analyseprozess vollstandig transparent und rlckverfolgbar.

Das SPECTROGREEN bietet eine solide
Konstruktion, zuverlassigen Betrieb und die
komplette Ruckverfolgbarkeit der Ergebnisse. Der
Anwender erhalt so ein umfassendes Paket, das
samtliche Anforderungen mit untbertroffener
Einfachheit und Geschwindigkeit erfillt — sowohl
fur Einsteiger als auch fur Labore mit hohem
Probendurchsatz und herausfordernden oder sich
andernden Anwendungen.

Eine Familie fortschrittlicher Spektrometer
Das neue SPECTROGREEN erganzt das Portfolio leistungsstarker ICP-OES von SPECTRO.

Das SPECTRO GENESIS bietet den Einstieg in den ,,Plug & Analyse“-Betrieb, einen grolsen
Dynamikbereich, hohen Probendurchsatz und eine Uiberraschende Kosteneffizienz.

Wie das SPECTROGREEN ist auch das SPECTROBLUE TI fur den Einsatz im mittleren
Marktsegment fur Industrie- und Umweltanwendungen konzipiert, wobei die Twin-Interface-
Plasmabetrachtung fir nochmals héhere Nachweisempfindlichkeit sorgt.

Das SPECTRO ARCOS ICP-OES bietet hochste Leistung fur anspruchsvollste Analysen in Industrie
und Forschung. Die einzigartige MultiView-Option bietet sowohl eine axiale als auch eine radiale
Plasmabetrachtung ohne Kompromisse.
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